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Abteilung fiir Vermessungsgerite
Drahtwort: Zeisswerk Jana Fernsprecher 3541
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Die DoppelbiId-Distunzmesstlmg kann auch mit,ei Mitteln vorteilhaft
angewandt werden. Zu diesen gehért der
DIMESSKEI MIT MIKROMETER
ein Vorsatzkeil zu unseren Theodolit o 030 und Dahlta 020 sowie zu

den Theodoliten alter Ferligung% Th Il und Th Il (Th 40, Th C).
Eine Sonderausfiihrung @en Theo 010 vorbereitet.

Er dient zur optischen ittlung der schiefen Distanz mit einer Genauigkeit

von etwa =+ %uf 100 m Schragentfernung fir das Mittel aus zwei
Koinziden&
@ Polygonierung
\0 Prazisionstachymetrie
*
N

A Detailaufnahme nach der Polarkoordinatenmethode

t besonders geeignet fiir
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Bil @rao 030 mit aufgesetztem DimeBkeil und Gegengewicht

& Prinzip der Distanzmessung mit unserem DimeBkeil besteht in der
.
5

Q\

messung eines schmalen gleichschenkligen Dreieckes, dessen Basis durch
den Abschnitt einer im Ziel horizontal aufgestellien MeBlatte dargestellt wird,
wahrend der dieser Basis gegeniiberliegende feste parallaktische Winkel im
Standpunkt des Instrumentes durch die Ablenkung eines achromatischen
Glaskeils gegeben ist. Dieser hat die Form eines Streifens, der das Fernrohr-
objektiv etwa zur Halfte bedeckt und so durch die Mitte des Objektivs geht, daB
ober- und unterhalb des Keiles zwei gleich groBe Kreissegmente frei bleiben.
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Bild 2. @ 020 mit aufgesetztem DimeBkeil und Gegengewicht

E@entstehen im Sehfeld des Fernrohrs zwei Bilder, die einander

S b&dagern. Das eine (direkte) Bild wird von jenen Strahlen erzeugt, die durch

freien Teile des Objektivs hindurchgehen, wihrend ein zweites (verschobenes)

ild von den durch den Keil abgelenkien Strahlen herriihrt. Die horizontale

Lage des Keilhauptschnittes bewirkt die Verschiebung des zweiten Bildes in

horizontaler Richtung. Eine entsprechende Bemalung der Latte l&Bt trotz des

Mischbildes den gegeniiber der Hauptteilung verschobenen Lattennonius
deutlich ablesbar erscheinen.



Aus dem distanzmessenden Dreieck erhdlt man die
schiefe Entfernung s' (Scheitel des distanzmessenden
Winkels — Lattenzielpunkt) zu

)

g C?
1 .
oder, fur = k gesetzt, O
7
e Q

und die horizontale Entfernung

s = s' sin z = kisin ZQ\

wobei z den gemessenen Zenitwi‘%bedeutet.

S Der Héhenunterschied h v ippachse des Instru-
mentes und Lattenzielp r&rgibt sich dann aus

Bild 3 b i’
Aus Griinden einer moglichst ei e® Berechnung von s' wurde der
Ablenkungswinkel des Keiles - % 19,01 A 34'22,6"” gewdh!t, womit die
Multiplikationskonstante k = wird. Fiir die Ermittlung der schiefen
Entfernung s’ ist also der ene Lattenabschnitt / mit 100 zu multiplizieren.

Das Bild der Lat
Fernrohrobjektivs

urch Drehen des Keiles um den Fassungsring des
ingestellt, daB der gegeniilber der Haupiteilung
verschobene Iopius dieser ohne Klaffung oder Uberdeckung gegeniibersteht.
Mit Hilfe lefiplattenmikrometers, das eine Parallelversetzung des Zielstrahls
um @stuttet. 1Bt sich immer ein Strich des Nonius mit einem

sol r Hauptteilung zur Koinzidenz bringen. An der 2-cm-Teilung der

% tte werden die geraden Meter der schiefen Entfernung s’ an jenem
. \ rich abgelesen, der vom Nullstrich des Nonius zuletzt liberschritten wurde.
\&Jedes Noriusintervall entspricht 2 dm der Entfernung, sc daB die Anzahl der
A Noniusintervalle bis zum koinzidierenden Strich, mit 2 dm multipliziert, der

Ablesung an der Hauptteilung hinzuzufiigen ist. An der in 20 Teile geteilten

Skale der Mikrometertrommel kénnen die Zentimeter abgelesen und eventuell
Millimeter geschdtzt werden.
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Bild 5. Mikrometer des DimaBkellOQ

Ablesebeispiel (Bilder

Hauptteilung . 0 m
MNeonius . . - CO,80 m

Mikrometer . 07 m
2 36,87 m

1

!d 4. DimeBlatte im Fernrohrsehfeld

Fiir kurze Entfernungen von 1,8 bis 22 ein in 2-mm-Intervalle geteiltes
Zusatzléttchen zu  benutzen, welc Teilungsband der Hauptteilung
angebracht ist.

Durch eine geringe Verschiebu 5 Lattennonius und eine entsprechende
lustierung der MikrometertromMeletfiurde die Additionskonstante ausgeschaltet.
Unseren Reduktionstafel i\ eB (4009 bzw. 360% sind die Korrekturen je
100 m fiir die Redukti chief gemessenen Entfernungen auf den Horizont
zu entnehmen.

Im Bedarfsfall k@#finen auch die 2-m-Basisendmarken der DimeBlatte zur

Streckenmessun, dem Verfahren der Repetitionswinkelmessung nach einer

festen Basj werden. Allerdings ist dabei die Exzentrizitat der
Lattenteil e durch Hinzufiigen von 4,5 cm zur ermittelten horizontalen
Entfern eriicksichtigen.

Bei orizontalen Zielungen 1&Bt sich auch mit lotrechter Latte arbeiten.
istvder Keil um 1009 (909 verdreht auf den Fassungsring des Fernrohr-

. & s aufzusetzen.
\D' die Richtungsmessung kann der DimefBkeil durch Varschlagen einer Klappe
gedeckt werden.
Die besondere Lage des Keiles zum Objektiv gewdhrleistet die Ausschaltung
des personlichen Augenfehlers bis auf einen Restfehler, den man auf der
Priifstrecke ermitteln und bei der Messung der schiefen Distanz in Rechnung
stellen kann.
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Bild 6. @ 2,09 m (auf GroBem Gestell) und Standrohrverléingerung = 1003580

OI NE DIMESSAUSRUSTUNG
{\m Messen von Polygonziigen ohne Zwangszentrierung, zur feintachymetrischen

A\ Aufnahme und fiir Detailaufnahme mittels Polarkoordinaten:

2 GroBe Gestelle fiir Querlatten (mit Stcndrohrverléingerung)
2 DimeBlatten, 2,09 m lang, mit 2 Nonien und Basisendmarken
1 Transportkasten fiir obige Teile, mit Platz fiir Zentrierstock und Sonnenschirm
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Bild 7. Dlm\@kurzem Standrohr (Zwangszentrierung)

GROS@\ MESSAUSRUSTUNG

fir Ro erungen mit Zwangszentrierung:
hre mit Lattentrdger

2&
\¢ ﬂ)c iiBe 60 mm
\ hnurlote

1 Holzbehdlter fir obige Teile

2 DimeBlatten, 2,09 m lang, mit 2 Nonien und Basisendmarken
dazu:

1 Transportkasten fiir Latten, mit Platz fiir Zentrierstock und Sonnenschirm
3 Stative 3v mit Anzugschraube AS 2



DATEN

Multiplikationskonstante 100
Additionskonstante 0
MeBbereiche
Zusatzlattchen . .- 1,80.
Innerer Nonius
AuBerer Nonius 122 (?ZQ
MaBe und Gewichte
Gewicht des DimeBkeils fiir Theo 030 . 0270 kg
Gewicht des Gegengewichtes fiir Theo 030 0,330 kg
Gewicht des Holzbehdlters . . . . . . ‘b 0,460 kg
MaBe des Holzbehdlters (in ecm) . . . . Q . . 14x12x9
*
BESTELLISTE “\()
W\uidﬂ Bestell- Bestell-
Benennung kg nummer wort
DimeBkeil 002 mit Mikrometer
und Gegengewicht, in Behdlter, fii
Tachymeter-Theodolit Theo 1,050 101120 Gotpe
Reduktions-Tachymeter Da 1,075 102120 Gotzn
Tachymeter-Theodolit Thee! 1,010 101122 Gpbow
Repetitions-Theodolit 1,225 101125  Gpbpx
Sekunden-Theodoli | 1,130 101121 Gpbry
Sekunden-Theod@l bzw. Th C 1,140 101123  Gpbta
Sekunden-Theggd eo 010 2,700 | 101124 | Gpbsz
Kleine DlmeBuusr | 58200 | 107074 | Goulz
bestehend
2 Gr stellen fir Querlatten
ndrohrverldngerung)
tten 2,09 m
portkasten
DimeBausriistung, 57,420 107075 | Gouma
ehend aus:

b
\ 2 Standrohren
& (mit Lattentragern und Dioptern)
\ 3 DreiftiBen 60 mm

3 Schnurloten

1 Holzbehdlter fiir obige Teile

2 DimeBlatten 2,09 m

1 Transportkasten fir die Latten

3 Stativen 3v mit Anzugschraube AS 2

10




LIBISS

FERTIGUNGSPROGRAMM

Mikroskope fiir Auf- und Durdhlicht Sterscautograph
Projekti kroskop L " Stereoplanigraph
Mikrophotographische Gerdte Préazisionskoordi graph

Lumineszenzeinrichtung Hdicnenic
Zusatzgeriite fir Mikroskopie und Mikrophotographie

Elekt ikrosk Widerstandszellen
e Alkali-, Mess- und Spezialzellen \h

Mikroprojektionsgerét Entzerrungsgerdt Q O

Kolposkope Sakundareleks Vervieli aci
Operationsmikroskop Ultraschallgeréte
Bealeud inrichtungen fiir Op i al Schwingquarze
Mundleuchte Synthetische Kristalle @
Ohrlupe Grau- und Farbkeil
Polarisationsbrille Photographisce h
Geréite zur Untersuchung der Augen Kino-Aufnahit @jeklluns-objohwo
Geréte zur Bestimmung und Priiffung von Brillen Reproduktil \
Eupen Tonki ARbagen 35 mm und 16 mm
Refraktometer Stummf 16 mm
Interferometer Epidiaske
Polarimeter Idwerfer
Pulfrich-Photometer tgendiaskop
Abbe-Kemparator &ntgenschirmbildkameras
Monochromatoren Q fnahme- und Lesegeréte fiir Dok i
UV-Spektrograph Q 24 chreibprojektor
I.E'd|l:01eklzlscf|? PlhuLlcmelar @ Eailivadion
G:.l::lnom:'ar b Theatergléser

q , Zielfernrohre
Elektrometer
Schlierangeréte 0 Refraktoren
Handspektroskope Astrographen
Konimeter Spiegelteleskope

Zenitteleskope

Mechanische Geréte fiir Lingen®und Gewinde- Passagegerdte

messungen Spektrographen
Zahnradpriifgerite KoordinatenmebBgeriite
réiggftiir Léngaen-,

Oplisdl.-ﬂl‘ﬂd‘u!rﬁ! i Blinkkomparatoren
G Kuppeln
Gerdte fur x ngs-
n

Schul- und Amateurfernrohre

und Flu ngen Aussichtsfernrohre
Profilproji Planetarien
Interfe rator
3 B Punktal-Brillengléser
: mikroskope Uro-Punktal-Reizschutzgléser

. Umbral-Blendschutzgléser
opp®lwinkelprisma Katralgléser
elliere

Zweistirkengléaser
heodalite Haftglaser
Reduktions-Tachymeter Fernrohrbrillen

Zusatzeinrichtungen Lupenbrillen
Splegel kop mit Zeichanst ¢

Phototheodolit
Stereckomparator Druckschriften stellen wir gzrn zur Verliigung
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